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Warszawa, dnia 2.6.MAJ. 2010 .r.

Dotyczy udzielenia zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2006 r. Nr 104, poz. 1163 r. z pdézniejszymi zmianami), zwane] dalej Ustawg na: ,,Dostawe
urzadzenia do obrébki skupiong wigzka jonéw (Focused lon Beam — FIB) dla Wydzialu
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.” Nr WF-37-20/10; UW/04/NANO/2

Informujemy, ze wplynal wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia:

»-Szanowni Panstwo,

W zwigzku z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji SIWZ do w/w przetargu, w czgsci

3.1 ,,Opis przedmiotu zamowienia”, precyzujagcym minimalne i konieczne do spetnienia

wymagane techniczne, zwracamy si¢ do Panstwa z uprzejma prosbg o udzielenie odpowiedzi

na nast¢pujace pytania:
1. Czy dopuszczg Panstwo do dalszej oceny zaoferowanie instrumentu gléwnego
(urzgdzenia do trawienia zogniskowana wigzka jonow (FIB) zintegrowanego z
wysokorozdzielczym skaningowym mikroskopem elektronowym(SEM)), wyposazonego w
wewnatrz-soczewkowy detektor elektronow wtornych oraz elektronéw rozproszonych
wstecz oraz dodatkowy poza-soczewkowy detektor elektronéw wtornych oraz wstecznie
rozproszonych, przy jednoczesnym speinieniu wszystkich pozostatych wymagan, ktore
zostaly okres§lone w punkcie dotyczgcym tego elementu?
Komentarz: Proponowany system mikroskopu SEM/FIB, ktory checemy Panstwu
zaoferowaé, wyposazony jest w zintegrowany uklad detektora pozwalajacego na
wewnatrzsoczewkowa detekeje zarowno sygnatu SE jak i BSE. Jako uzupetnienie nasze]
propozycji oferujemy dodatkowy detektor elektronow wiérnych (oraz wstecznie
rozproszonych) montowany w komorze mikroskopu (poza nabiegunnikiem) -
zoptymalizowany do pracy przy wigkszych odleglosciach roboczych.
Proponowana kombinacja detektorow jest rozwiazaniem optymalnym dla réznych
warunkéw pracy mikroskopu oraz zapewnia mozliwos¢ ultra wysokorozdzielczego
obrazowania preparatow z wykorzystaniem SEM.

2. Czy punkty 3.4.2 oraz 3.4.3 opisujace szczegbtowo parameiry stolika preparatu musza by¢
spetnione jednoczesnie, czy tez dopuszczajg Panstwo zaoferowanie w miejsce jednego
stolika dwach, ktore bedg odpowiednio speinialy wymagania z punktu 3.4.2 (stolik nr 1)
oraz 3.4.3 (stolik nr 2)?
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Komentarz: OdpowiedZ na powyzsze pytanie pozwoli nam dobraé rozwigzanie najbardziej
dopasowane do Panstwa potrzeb i aplikacji.”

Odpowiadamy:
Ad. 1

Zamawiajgcy dopuszceza realizacje wewnatrzsoczewkowej detekeji elektronow rozproszonych
wstecz (BSE) i elektronow wtérnych (SE) — wymagania zapisane w art. 3 ust 3 pkt 3.3.2 oraz
3.3.3 SIWZ - za pomoca pojedynczego detektora. Nie jest wymagane zainstalowanie
odrebnych detektoréw wewnatrzsoczewkowych do detekeji elektronow rozproszonych wstecz
i elektronéw wtornych. Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 3.3.1 SIWZ wymagane jest zainstalowanie w
komorze mikroskopu pozasoczewkowego detektora umozliwiajacego co najmniej detekcje
elektronéw wtdrnych (SE).

Ad. 2

Wymagania dotyczace stolika sformutowane w art. 3 ust 3 pkt 3.4.2 i 3.4.3 SIWZ musza by¢
spelnione lgcznie, tzn. nalezy dostarczy¢ stolik odpowiadajacy rownoczesnie wszystkim
wymienionym w tych punktach warunkom.
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